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En esta contribucion se presentara la dltima actualizacion del emisémetro HAIRL (High
Accuracy Infrared Radiometer, Leioa) asi como los métodos utilizados para la medicién precisa
de emisividad infrarroja en funcion de la temperatura. Se trata de un instrumento singular,
disefiado por el Grupo de Propiedades Termofisicas de Materiales (GPTM) de la Universidad
del Pais Vasco (UPV/EHU), mediante el cual se pueden llevar a cabo medidas de emisividad
espectral direccional en el rango de longitudes de onda de entre 0,83 y 25 um. Esté dotado de
una camara de vacio (10®° hPa) que permite realizar medidas bajo diferentes condiciones
atmosféricas (aire, vacio, atmdsfera reductora) en un amplio rango de temperaturas (300-1273
K). El instrumento es compatible con multiples tipos de materiales. Entre otros, se han
estudiado metales puros, aleaciones avanzadas y ceramicos, asi como materiales multicapa y
nanoestructurados con interés para el sector energético. La integracion de los resultados
espectrales y direccionales permite determinar la emisividad hemisférica total, un parametro de
gran utilidad a la hora de realizar simulaciones de transmision de calor.

En los ultimos afios, se han llevado a cabo importantes mejoras en este sistema de medida de
emisividad infrarroja, incluyendo una revisiébn completa del célculo de incertidumbres y el uso
de un método Monte Carlo para calcular la incertidumbre asociada a la integracion de los
datos’. En la actualidad, se busca profundizar en la renovacién de este sistema, especialmente
de cara a la mejora de la reproducibilidad. Se pretende sustituir los termopares tipo K por tipo N
y mejorar la medicion de materiales semitransparentes, asi como realizar una busqueda de
materiales de referencia para intercomparaciones a alta temperatura, en colaboracién con otros
centros. Por ultimo, se ha disefiado un nuevo sistema de control que permite definir de forma
declarativa las condiciones del experimento a realizar, y este puede ser controlado y
monitorizado de forma remota mediante aplicaciones web.
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